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Geleneksel UT ve Phased Array
Hata Dedektorleri

DEFECTOBOOK DIO 1000 PA

DIO 1000 PA, phased array tarama 0Ozelligi sayesinde, geleneksel kontrol
metotlarina gore gelismis avantajlar sunmaktadir. DIO 1000 PA
geleneksel ultasonik ile phased array ultrasonik teknolojiyi tek bir cihaz
blnyesinde birlestirmistir.

Phased Array’in Avantajlar
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» Geleneksel A tarama

Phased Array teknolojisinin, geleneksel UT yontemine goére en biyiik
avantaji taramayi gorsellestirmesidir. Gelismis goriintiileme A taramadaki
sinyallerin renk kodlarina donustirilmesiyle gerceklesmektedir. Phased
Array taramada hata ve ¢atlaklarin boyutlandirilmasi geleneksel UT’de
oldugu gibi yapilmaktadir fakat; phased array teknolojisi bazi avantajlar
sunmaktadir. Bunlar;

» Daha hizli muayene,

> Daha dogru hata tespiti,

> Elektronik olarak derinlik odaklamasi ile belli bolgelerde hata kontrold,

> Raporlama ve izlenebilirlik ve tek bir prob ile bltiin agilarda kontrol
olanagi sunmaktadir.

> Gelismis phased array
taramasi



DEFECTOBOOK DIO 1000 PA

Phased Array Ultrasonik Hata Dedektorii ve Aksesuarlari

DIO 1000 PA Aksesuarlari

- . A e RS
16 elementli 4 Mhz 36 derece agili 25 mm capli Lemo 00 -
phased array probu phased array diiz prob Lemo 00 kablo
takozu

www.makelektronik.com.tr



DEFECTOBOOK DIO 1000 PA

Phased Array Goriintiileme
Teknigi

» Phased Array ultrasonik dalga Ureteci
(prob) birbirinden bagimsiz ses ureten
milimetrik ses reteglerinden
(elementlerden) olusmaktadir.
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Phased Array ile malzeme igerisindeki hatalarin
goriintiilenmesi

» Temeli geleneksel ultrasonik muayene
teknigine dayanan bilgisayar tabanli phased
array ultrasonik gorintileme teknigi hizli,
hassas ve goruntuli veri sunma 6zellikleri
sayesinde tahribatsiz muayene teknikleri
arasinda ¢ok 6nemli bir yer teskil eder.

» Phased Array Ultrasonik muayene teknigi
geleneksel darbe — yanki ultrasonik muayene
teknigine gore pek ¢ok avantaja sahiptir.
Phased Array ultrasonik dalgalari elektronik
olarak farkl agilarda tarama, odaklama ve
goriintileme 6zelliklerine sahiptir.

Geleneksel UT Hata Dedektorii
Ozellikleri

» Geleneksel ultrasonik muayene

cihazlarinda A-Tarama yontemi
kullanilir. Bu teknikte, ekranin yatay
skalasi malzeme kalinlhigi cinsinden
zamani, diisey skalasi da yanki genligini
gosterir. A-Taramada hatanin yerini,
tipini ve boyutunu analiz etmek
muimkunddr. Bu teknige ait yapiimig
calisma goruntileri asagidadir.
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Geleneksel A Tarama ekrani gériilmektedir

» Ultrasonik ses dalgalari sahip
olduklari yiksek frekans ozellikleri
dolayisiyla hava ortamindan ve iki
farkli malzeme ara ylizeyinden
yansima yaparlar. Boylece malzeme
icerisindeki catlak, gbzenek, cliruf,
laminasyon vb. gibi hatalari tespit
etmis oluruz. Ultrasonik cihaz kontrol
ekranina ait gorintliyl asagida
gorebilirsiniz.

www.makelektronik.com.tr
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» Kalibrasyon blogundaki
icerisindeki 1 mm gapindaki
deliklerin cihaz ekrani Gizerindeki
goriintusl gorulmektedir.

» Phased array yonteminde tek prob ile istenilen
acilarda malzemeleri kontrol etmek
mimkiindir. Phased Array sistemi bir
. e e .. . qe 1 mm capindaki
ultrasonik gorintiileme yontemidir. Malzeme f hatalarin Phased Array
icerisindeki hatalari, tarama alani igerisinde § ekrani Uzerindeki
ylksek ¢ozlinurlikte daha derinlere inerek 4 SO
gorsel olarak sunabilmektedir. Phased Array
yontemi ultrasonik teknolojide varilan son
noktadir.

www.makelektronik.com.tr
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Phased Array Yonteminin
Avantajlari

= Konvansiyonel Ultrasonik Muayene’deki operatore bagimhligin azalmasi, ytksek ve
kesin hata bulma yetenegi

= B{tlin muayenenin mesafe kaydi islenmis halde saklanmasi ve muayeneden sonra
analiz edebilme olanagi ve geri donisimli (parcaya ihtiyac duymadan eski bir
muayene tekrar canlandirilabilir) sabit analiz verileri.

= Kolay hata boyutlandirma ve genis raporlama 6zelligi

= Farkli tarama goruntileriyle mikemmel raporlama (kesitsel taramalar ile ti¢c boyutlu
raporlama)

= Tek bir prob ile cok acili ses dalgasi (6rn: takozlu 26° — 74° derece arasi, takozsuz
-80° +80° derece arasi tium agilar ) uygulanabilmesi

= Mikemmel ve kesin taranabilirlik

www.makelektronik.com.tr
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Phased Array ile Kaynak
Kontrolii

» Phased array yontemiyle daha hizli ve
dogru kaynak kontrolleri yapilabilmektedir.

» Phased Array ultrasonik yontemler kaynak
kontrolleri diger konvansiyonel ultrasonik
yontemlere gore ¢ok daha hassas ve hizli
sonuclar vermektedir.

Konvensiyonel Ultrasonik
Metodla Kaynak Kontolii

Ultrasonik muayene yonteminin yogun
olarak kullanildigi diger bir alanda kaynak
kontrolleridir.

Genellikle konvensiyonel ultrasonik metod
ile kaynak kontrollerinde, uygulamayi yapan
operatoriin cihaz ekranindaki «pik» lerinin
hata yankisindan mi, yoksa form
yankisindan mi geldigini iyi ayirt etmesi
beklenir.
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Kaynak kontroliinde 2.
sekmeden alinan hata

yankisi gorilmektedir.

www.makelektronik.com.tr
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Phased Array probuyla 0 ° takozsuz boyuna ses dalgasi ile malzeme kontrolii

S= 49.24mm \ -4, 31mm » Phased array kontroliinde, «kapi» hata
1.P= 48.47mm/101% - . . T .
D= 49.10 4B >>>>% Uzerine getirildiginde, hatanin yeri
- “FROZEN' (yizeyden derinligi, probdan uzakhgi)
i ve boyutuyla ilgili detayl bilgilere

ulasihir.
> Ekran iizerindeki;

* D: Hatanin ylizeyden derinligini,

* P: Projeksiyon mesafesini
(Hatanin probdan uzakligini)

* S:Ses Yolu (Probdan gikan sesin
hataya ulasincaya kadar kat
ettigi yolu)

ifade etmektedir.
www.makelektronik.com.tr
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B Tarama ile Laminasyon Kontrolleri

» Malzemeler imal edilirken, kitik, cubuk gibi malzemeler icerisinde blytk
gozenek, kanalcik ve metalik olmayan kalintilar olusur. Bu tip hatalar, haddeleme
ve dévme islemleri sirasinda yassilasarak Laminasyon denilen stireksizliklere
neden olurlar.

» BTaramaile genellikle laminasyon kontrolleri yapiimaktadir.

» B Taramada yonteminde, genligi belli bir siddetin tGzerindeki hatalar kaydedilir.
Hata yankilarinin zamani (time of flight) test parcasinin X veya Y eksenine gore
cizilir.

www.makelektronik.com.tr
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Geneleksel UT ve Phased Array Tarama Ekran Goériintiileri

» Starmans Elektronik,
Ultrasonik kontroller icin 2
farkli model sunmaktadir.

* Bunlardan ilki,
geleneksel UT
muayene cihazi, DIO
1000 SPE modelidir.

= 51. \ mm ACG +0.1dB
Aol 28. 34" GAIN
D=27.82 dB >>>>% 28.0dB
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e Bunlardan ikincisi, Phased U~
Array UT muayene cihazi
DIO 1000 PA modelidir. GATE A
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*  Dokim
parcalarinda
kontrol edilmesi
istenilen
kisimlardan 1 ve
1.5 mm ¢apindaki
delikler agilarak
hatali kisimlar
yaratiimistir.

(Some defects
are created
sizing 1 and 1.5
mm in the
place required
for inspection)

Dokim
parcalarinda
kontrol edilmesi
istenilen
kisimlardan 1 ve
1.5 mm ¢apindaki
delikler acgilarak
hatali kisimlar
yaratiimistir.

(Some defects
are created
sizing 1 and 1.5
mm in the
place required
for inspection)

www.makelektronik.com.tr



Yizeyden 12 mm derinlikteki yan yana 2 hatayi gortlmektedir.

(2 holes are seen in the depth 12 mm side by side)

Yan kisimda 35
mm derinlikte
acilmis 2 adet
delikleri
gorebiliyoruz.

(We can see 2
holes in the
depth of 35
mm)



e Uygulamada 16 kristalli Phased
Array probu kullanilmistir.
Parca icerisini kesitsel olarak
taramaktadir. Hatali kisimlarin
yerlerini bize olgusel olarak
boyutlariyla birlikte
vermektedir.

(16 Crystal Phased Array
Transducer is used for
application. It scans inside
material as cross sectional. It
gives information about
coordinates of defects where they
are)

ek 4

* Yuzeye yakin 2 farkh hata girilmektedir.

(2 different defects which are near the surface are seen)
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* Raporlama yapmak igin DIO 1000 Phased Array cihazindan
alinan ekran gorintiasi
(Screen View is taken by DIO 1000 Phased Array device for reporting)
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* 2. Ekran Goruntlsu
(2nd Screen View)



